
附件7：
认证认可行业标准草案编制说明
（参考格式）
	1、基本信息

	1.1 标准草案名称
	中文
	测量设备校准周期的确定和调整方法指南

	
	英文
	Guide on establishment & adjustment of calibration intervals for measuring instruments

	1.2 与国际标准和国外先进标准一致性程度情况
	□等同采用
□修改采用
非等效采用
□未采用
	标准编号
	1.NCSL RP-1:2010;
2.ILAC-G24:2007/OIML D 10:2007(E)

	
	
	英文名称
	1.Establishment and adjustment of calibration intervals
2.Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

	
	
	中文名称
	1.《校准周期的确定和调整》
2.《测量设备校准周期的确定指南》

	1.3 任务来源
	批准立项的文件名称和文件号
	《国家认监委关于下达2018 年第一批认证认可行业标准制（修）订计划项目的通知》（国认科[2018]39号）
	计划编号
	2018RB013

	1.4制（修）订
	制定     □修订（被修订标准名称及编号：                      ）

	1.5 起止时间
	2018年10月---2020年12月

	1.6 标准起草单位
	中国合格评定国家认可中心、福建省计量科学研究院、山东电力研究院、广州市疾病预防控制中心、北京航天自动控制研究所

	1.7 起草组成员
	王阳、张明霞、林志国、安平、周思旭、文吉、林景星、彭荣飞、屈春泽、刘颖

	1.8标准体系表内编号
	

	1.9调整情况
	



	2、背景情况

	2.1 目的、意义
（工作开展背景及要求）
	国内大多数校准方法（检定规程和校准规范等）规定测量设备建议校准周期为1年，该建议校准周期无理论依据，也缺少证明其合理的试验数据作为支撑。
长期以来，很多实验室都将测量设备的校准周期机械的确定为1年，而未将设备的具体情况（如使用用途、历次校准结果、期间核查结果、稳定性、维护保养、使用频率、环境条件等）和测量结果的风险大小进行综合考虑。而在美国、欧洲、澳大利亚等国家，将设备的校准周期确定为（3-5）年的情况较为常见。
本项目制订的方法将为实验室等机构确定相对合理的设备校准周期提供指导，实现设备管理风险和机会的平衡。

	2.2 与国内外相关标准、文献的关系
	本项目修改采用NCSL RP-1:2010《校准周期的确定和调整》和ILAC-G24:2007/OIML D 10:2007(E)《测量设备校准周期的确定指南》两个标准，基于低风险和谨慎的原则，修改制订具有较好适用性和可操作性的标准。



	3  编制过程

	3.1 分工情况
	王阳负责总体框架设计、任务的协调、文献翻译和标准撰写，张明霞负责相关领域的专业指导，林志国、安平负责标准撰写，周思旭、文吉、林景星、彭荣飞、屈春泽、刘颖负责文献翻译、标准修改等。

	3.2起草阶段
	2016年6月-2018年8月，标准起草团队承担了中国合格评定国家认可中心的研究课题——2016CNAS10《检测设备/测量仪器校准周期的确定和调整方法研究》，该课题于2018年8月顺利验收,取得了一定的研究成果：CNAS技术文件1个—— CNAS-TRL-004：2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》、论文1篇——《测量设备校准周期的确定和调整》（中国合格评定国家认可中心第三届科技大会科技论文二等奖，转刊于2018年9月的《中国认证认可》）。本标准是在该课题研究基础上进一步修改完善制订的。

	3.3征求意见阶段
	

	3.4标准预审查阶段
	

	3.5标准审查阶段
	



	4  主要技术内容的确定

	1） 主要内容
分析研究国内外文献（如NCSL RP-1:2010《校准周期的确定和调整》和ILAC-G24:2007/OIML D 10:2007(E)《测量设备校准周期的确定指南》），根据ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力认可准则》对测量设备计量溯源的规定，结合国内实验室的水平和实际状况，制订了该“测量设备校准周期的确定和方法指南”，其主要技术包括：
确定了需要校准设备的原则，如影响结果有效性、建立计量溯源性的设备，并给出根据设备对测量结果不确定度的影响量确定是否对其进行校准的建议。
给出了设备校准的基本要求，其中包括校准方案的制定、校准服务机构的选择、校准证书的确认、校准结果的符合性判定。
制定了设备校准周期的确定原则，其中包括设备定期校准的目的、设备初始校准周期确定需考虑的因素、设备校准周期调整需考虑的因素。
重点制定了设备后续校准周期的调整方法，主要介绍了反应调整法和期间核查法。其中，反应调整法是基于设备历次校准结果对校准周期进行调整，介绍了校准周期调整的判定原则、简单反应调整法和增量反应调整法；期间核查法主要针对具有单一值或测量范围较小的设备，且实验室配置了有效核查标准的情况，并给出了应用示例；明确了反应调整法和期间核查法的选择及注意事项。
附录A和附录B分别为简单反应调整法和增量反应调整法的应用示例。
2）标准内容框架
范围；
规范性引用文件；
术语和定义；
确定需要校准的设备；
设备校准的基本要求；
[bookmark: _GoBack]设备校准周期的确定；
设备后续校准周期调整方法；
附录A（资料性目录）简单反应调整法应用示例；
附录B（资料性附录）增量反应调整法应用示例




	5  验证情况（基础类标准除外）

	5.1 验证单位情况
	验证单位
	验证人员
	验证时间

	
	
	
	 年    月   日

	
	
	
	年    月   日

	
	
	
	年    月   日

	
	
	
	年    月   日

	5.2试验、 验证、试行过程
	

	5.3 验证数据分析
	

	5.4 试验、验证、试行评价
	

	5.5 其他应说明的情况
	



	6  附加说明（可选项）

	6.1 宣贯标准的建议
	

	6.2 修订和废除现行有关标准的建议
	

	6.3重大分歧意见的处理经过和依据
	

	6.4 其他需要说明的情况
	

	6.5 参考文献
	

	联系人
	
	联系电话
	
	电子邮箱
	

	注1：本格式的通用部分为第1章、第2章、第4章和第6章。
注2：3.4适用于标准草案送审稿，3.5适用于标准草案报批稿，3.6中“预期的管理目标”适用于规程类标准，3.6中“技术指标”适用于方法类标准，第5章适用于方法类标准编制说明的编写。
注3：3.1和第6章为可选项，其余为必填项。

	编写日期：2018年11月22日
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